This is a preview - click here to buy the full publication

NORME | CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60269-4
STAN DARD Quatriéme édition

Fourth edition
2006-11

RN

Fusibles basse tension -

Partie 4:

© IEC 2006 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX XA
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MexpayHapoaHas dnekTpoTexHuyeckas Komuceus N )
Aynapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://webstore.iec.ch/publication/14475&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-2- 60269-4 © CEI:2006
SOMMAIRE
AV AN T P RO P O S .. 8
[ IR 1 10 1 O3 15 10 12
o 1= o [<Y = 11 (=TT 14
1.1 Domaine d’application et objet..........ooo 14
1.2 R EIreNCeS NOIMMAtiVES ... e 14
2 Termes et A iNitioNS ..o s 16
2.2 TeIMES G NEIAUX ..euitiiiiiiet ittt e ettt et e et e e et e e e tseneaseneanen /e s e s eneesennanenennns
3 Conditions de fonctionnement €N ServiCe.........ovviiiiiiiiiiiii e A DN e e
34 T ENSION (i NN e A e N e
3.4.1 Tension a@ssignNée .......ccoooiiiiiiiiiiiiiii e N N e NG N e

3.4.2 Tension appliquée en service
3.5 CoUrant ..o NG NG R N N e,
3.6 Fréquence, facteur de puissance et constante de te

1 TS T B o = To [ =Y o [ o] - I SO N TR NP
3.6.3 Constante de temps (T)....ccvvveec b /e NG N

3.10 Température a lI'intérieur d’un

Classification................coo G NG

5 Caractéristiques des fusibles........... N\ ... 0.0

5.1  Enumeération des caractristigUe s ..o o e e 20
5.1.2 Elémentg’de remplace e ................................................................. 20

5.2  Tension asSigneB ...\ . iee i NN e eI ettt 20

5.4 Fréquence a

5.5 Puissa
5.6 Limites a

5.6.1 Cd

5.7
5.8 Caractéxi
5.8.1 Caractéristiques d’amplitude du courant coupé.............ccocoeiiiiiiiiiiiiininnns, 26
5.8.2 Caractéristiques T2 e 26
5.9 Caractéristiques de la tension de COUPUIre .........ciiiiiiiiiiiii e 28
LI |V = o LU= T = 28
6.2 Marquages et indications des éléments de remplacement ...l 28
7 Conditions normales de réalisation ............coiiiiii i 30
7.3 Echauffement et puissance dissipée de I’élément de remplacement...................... 30
7.4  FONCHONNEMEN . . e e e 30
4 T o TV AV o 1 o [= T o7 YU T o 10 | - 30
7.7 Caractéristiques F28 .o, 30
7.14 Caractéristiques de la tension de COUPUIre .........ciiiiiiiiiii e 30

7.15 Conditions de fonctionnement particuliéres ... 30


https://webstore.iec.ch/publication/14475&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

60269-4 © IEC:2006 -3-
CONTENTS
FOREWORD ...ccuiii ittt ettt et e e et e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e et eerenns 9
LN 0 75 1 L@ N 1 ] PP
L € 1= 1Y - | PSPPSR 15
I S Yo o T 1 15
I © T o Y o3 PPN 8
2 Terms and definitioNS ... 15
2.2 General tEIMS ..ot A e e e e e enes
3 Conditions for operation in ServiCe..........ooiiiiiiii e A e
3.4 Vol age. .o N NG e N NG
3.4.1 Rated voltage ..o e NG N N N e

3.4.2 Applied voltage in service
3.5  CUrreNnt. . NG NG R N N s
3.6 Frequency, power factor and time constant
1C T < T B o =T [ =Y o [ o} VI SO NP T NS
3.6.3 Time constant (7).......cccovvvvvivec e e NG N
3.10 Temperature inside an enclo
Classification................coo G NG

5 Characteristics of fuses..................

5.1  Summary of characteristics .

5.1.2 Fuse-link§\...... = \oee
5.2
5.4
5.5
5.6

5.8
5.8.1 Cut-off current characteristics. ..o 27
5.8.2 12t CharaCteriStiCs ..o e 27
5.9 Arc voltage characteriStiCs ... 29
B MarKiNGS et 29
6.2  Markings on fUSE-IINKS ...t 29
7 Standard conditions for CONSTrUCION.........ccuiiiiii i 31
7.3 Temperature rise and power dissipation of the fuse-link .......................l. 31
A O o =1 - ) Lo o PP 31
7.5 BreakKing CapaCity ... 31
7.7 128 ChArACIEIISTICS woeviee it 31
7.14 Arc voltage characteristiCs ..o 31

7.15 Special operating conditionNs ... ..o 31


https://webstore.iec.ch/publication/14475&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-4 - 60269-4 © CEI:2006
8 ESSaIS i 32
T I C 1= =1 = | 1) (= 32
8.1.4 Disposition du fusible ... 32
8.1.5 Essais des éléments de remplacement ... 32
8.3 Vérification des limites d’échauffement et de la puissance dissipée....................... 34
8.3.1 Disposition de I'élément de remplacement..........cccccooiiiiiiiiiiiiii i 34
8.3.3 et 8.3.4.2 Mesure de la puissance dissipée de I’élément de

FEMPIACEMENT L. e et 36

8.3.5 Résultats @ obtenir ... ..o

8.4  Vérification du fonctionnement ...

8.4.1 Disposition du fusible ... N e

8.4.3 Méthodes d’essai et résultats a obtenir
8.5 Vérification du pouvoir de coupure

8.5.1 Disposition du fusible ...............coooiiii,

8.5.5 Méthode d’eSSai......ocieiiiiiiiiii i D DO N N e

8.5.8 Résultats a obtenir ..o NN N N e
8.6 Vérification de la caractéristique d’amplitude du

8.6.1 Meéthode d’eSSai....cociviiiiiiiiiii e o G o e e ) e

8.6.2 Résultats a obtenir .........ooooiii i e b e ne e e e e 48
8.7 Vérification des caractéristigue 36 ivité @as de surintensités............... 50

8.7.1 MéEthode d’eSSai ... i DU N e N e rrrere e e eeas 50
8.7.2 RésUtats @ Obtenir ... o N N s ettt e et e et et e et e et e e e e e e aaenas 50
8.7.3 Essai de vérification : mplacement «gG» et «gM»......... 50
8.7.4 Vérificatigh.de la-sélegtivi ~ devsurintensités ........cooiiiiiiin 50

8.7.5

Annexe A (infor
remplacement et les di

Figure 102 — Exemple de montage d’essai conventionnel (suite de la figure a la page

2 ) PPN 54
Figure 103 — Exemple de montage d’essai conventionnel ...........c..ccoiiiiiiiiiiin i 58
Figure C.1 — Eléments de remplacement a corps Simple ..........coovviiiiii i, 78
Figure C.2 — Eléments de remplacement a double COrpS.........oooviiiiiiiiiiiii e, 80
Figure C.3 — Eléments de remplacement Jumelés............ooiiiiiiiiii 82
Figure C.4 — Eléments de remplacement & percuteur ... 82

Figure C.5 — Eléments de remplacement & platines de type B, Fusibles de tailles 000
= 0L PP 86

Figure C.6 — Eléments de remplacement & platines de type B, Fusibles de tailles 0, 1,
2 = B 88


https://webstore.iec.ch/publication/14475&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

60269-4 © IEC:2006 -5-
G T I == £ 33
Bl BNBIAl . e 33
8.1.4 Arrangement of the fuse-link............oooiiii 33
8.1.5 Testing of fUSE-IINKS ...ttt e 33
8.3 Verification of temperature rise limits and power dissipation.............................. 35
8.3.1 Arrangement of the fuse-linK.............c.coiiiiiiiii e 35
8.3.3 and 8.3.4.2 Measurement of power dissipation of the fuse-link................... 37
8.3.5 Acceptability of test results........coiiiiii i
8.4  Verification of Operation ...t
8.4.1 Arrangement of fuse-linK..........oooiiii
8.4.3 Test method and acceptability of test results
8.5 Verification of the breaking capacity.........c.ccocoiiii N v N
8.5.1 Arrangement of the fuse ... NN D G N e e
8.5.5 Testmethod ... D e N N e N e
8.5.8 Acceptability of test results ..o N D A N e
8.6 Verification of the cut-off current characteristic
8.6.1 Testmethod ... TG NG NN\ G e eeeeeneeneennas
8.6.2 Acceptability of test results.........../[....

8.7 \Verification of the /2t characteristics anehover
8.7.1 Test method .........._A)\......
8.7.2 Acceptability of test .
8.7.3 Verification of complis fo

8.7.4 \Verification of overcurrengdiscrimi b
8.7.5 ificatj Itgecte istics and acceptability of test
51

Annex A (infor ~ ; ination of fuse-links with semiconductor

Lo [N T oT T T N S S PP 61
Annex B (normativ nation to be supplied by the manufacturer in his
literature (catalogue d for the protection of semiconductor devices ......... 75

Lo XV7=Y g o= To I o= o 2= Y 11 L1377 TN P 53
Figure 102 — Exampl€ of a conventional test arrangement (continued on page 57) .............. 55
Figure 103 — Example of a conventional test arrangement ... 59
Figure C.1 — Single body fuSe-liNKS........couiii e 79
Figure C.2 — Double body fUSE-TINKS ........oouiiiiii e 81
Figure C.3 — Twin body fUSE-IINKS .. ...iuiii i e 83
Figure C.4 — Trip indicator fuSe-liNKS .........coiiii e 83
Figure C.5 — Fuse-links with bolted connections, type B, body sizes 000 and 00................... 87

Figure C.6 — Fuse-links with bolted connections, type B, body sizes 0, 1, 2 and 3................. 89


https://webstore.iec.ch/publication/14475&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-6 - 60269-4 © CEI:2006

Figure C.7 — Eléments de remplacement a platines dutype C.........coooiiiiiiiiii 92
Figure C.8 — Eléments de remplacement a plots dutype A . ..o, 96
Figure C.9 — Eléments de remplacement a plots dutype B ........oooviiiiiiiiiii 100
Figure C.10 — Eléments de remplacement a capsules cylindriques du type A...................... 104

Tableau 101 — Courants et temps conventionnels pour les éléments de remplacement
KGR B g S it e 24

Tableau 102 — Liste des €55aiS COMPIEtS ..o 32

Tableau 103 — Liste des essais des éléments de remplacement de courant assigné le
plus faible dans une SErie hOMOGENE ... ... it TP e e e ees 34

Tableau 104 — Valeurs pour les essais de vérification du pouvoir de coupyre de

\!

Tableau 106 — Valeurs pour les essais de vérification des ¢
du courant coupé, /2t et de la tension de coupure en courafit atteratifs.......\..cooovveeeeeeeennn. 48

O


https://webstore.iec.ch/publication/14475&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

60269-4 © IEC:2006 -7-

Figure C.7— Bolted fuse-links, type C . ... e 93
Figure C.8 — Flush end fuse-links, type A... ..o 97
Figure C.9 — Flush end fuse-links, type B........ccoiiiiii e 101
Figure C.10 — Fuse-links with cylindrical contact caps, type A......cooiiiiiiiiii, 105
Table 101 — Conventional times and currents for “gR” and “gS” fuse-links ................c.ocooni. 25
Table 102 — List of complete tests. .. .o 33
Table 103 — Survey of tests on fuse-links of the smallest rated current of a

NOMOGENEOUS SIS . oeiitiit it ettt ettt e eenns 35
Table 104 — Values for breaking-capacity tests on a. c. fuses....................

Table 105 — Values for breaking-capacity tests on d.c. fuses ................

Table 106 — Values for verification of cut-off current, 12t and arc vo
characteristics teSts fOr @.C. ..o )

»


https://webstore.iec.ch/publication/14475&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

-8- 60269-4 © CEI:2006

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FUSIBLES BASSE TENSION -

Partie 4: Exigences supplémentaires concernant
les éléments de remplacement utilisés pour la protection
des dispositifs a semiconducteurs

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale

normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natighaux ). La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questig ali on dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autr W bli Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, de Sp ibles au
public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CE confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa

également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organi
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisationss

Les Publications de la CEIl se présentent
comme telles par Ies Comités nationaux d

La CEl n'a prévu aucune ¢ 9
responsabilité pour les ¢quipgments déclarés onf mes a une de ses Publications.

Tous les utilisat@u' ght s'assurergu'ils sont\epr’'possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabili}é a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, y compxris se iers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la @ ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de uelue at directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) nt de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre P oW’ au crédit qui lui est accordé

L'atte références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60269-4 a été établie par le sous-comité 32B: Coupe-circuit a
fusibles a basse tension, du comité d'études 32 de la CEIl: Coupe-circuit a fusibles.

Cette quatrieme édition annule et remplace la troisieme édition parue en 1986 et les
amendements 1 (1995) et 2 (2002) ainsi que la CEl 60269-4-1 (2002). Cette édition constitue
une révision mineure.

La restructuration générale de la série CEl 60269 a conduit a la création de cette nouvelle
édition.

La présente partie doit étre utilisée conjointement avec la quatrieme édition de la CEl 60269-1:
2006, Fusibles a basse tension — Partie 1: Exigences générales

Cette Partie 4 compléte ou modifie les articles ou paragraphes correspondant de la Partie 1.
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1)

International Stands

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE FUSES -

Part 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stangdarg Wi e ifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e : d “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a nittee’interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i 9
governmental organizations liaising with the IEC also participate in fkj . |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorda al

agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matt S possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

mployees, servants or agents including individual experts and
members of its tech ational Committees for any personal injury, property damage or
other damage of Any w whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising\out\of\the publi t|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

AttentionN M o
~JEC'shaN not\e held responsible for identifying any or all such patent rights.

rd IEC 60269-4 has been prepared by subcommittee 32B: Low-voltage

fuses, of IEC technical committee 32: Fuses.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 1986, amendment 1
(1995) and amendment 2 (2002) as well as IEC 60269-4-1(2002) and constitutes a minor
revision.

The general re-organization of the IEC 60269 series has led to the creation of this new
edition.

This part is to be used in conjunction with IEC 60269-1:2006, Part 1:General requirements.

This Part 4 supplements or modifies the corresponding clauses or subclauses of Part 1.
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Lorsqu’aucune modification n’est nécessaire, la Partie 4 indique que I'article ou le paragraphe
approprié est applicable.

Les tableaux et les figures qui sont complémentaires a ceux de la Partie 1 sont numérotés a
partir de 101.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
32B/485/FDIS 32B/492/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informat
abouti a I'approbation de cette norme.

e vote ayant

La CEI 60269, sous le titre général Fusibles basse tension,
suivantes:

parties

Partie 1:  Exigences générales
NOTE Cette partie inclut la CEl 60269-1 (troisiemg”edi ! et de es de la CEI 60269-2

Partie 2:  Exigences supplementawes pour le i e étre utilisés par des
personnes habilitées (fugsi )¢ ssentiellement industriels) -
Exemples de systémes d
NOTE Cette partie inclut des partie ixieme édition, 1986) et la totalité de la

CEIl 60269-2-1 (quatriéme édition
Partie 3: destinés a étre utilisés par des

Partie 4: ernant les éléments de remplacement utilisés

aducteurs

Partie 5: i s _di i ur I'application des fusibles basse tension (A I'étude)

remarque a été\nséree dans le texte a cet effet.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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Where no change is necessary, this Part 4 indicates that the relevant clause or subclause
applies.

Tables and figures which are additional to those in Part 1 are numbered starting from 101.

The text of this standard is based on following documents:

FDIS Report on voting
32B/485/FDIS 32B/492/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be fo
voting indicated in the above table.

iR_the report on

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

Part 5:

en a part of this publication has come from other publications,
a remarkg thi 3 been inserted in the text.

The committee has_dgcided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

Une réorganisation des différentes parties de la série CEl 60269 a été effectuée afin d’en
simplifier I'utilisation, notamment par les laboratoires d’essai testant les fusibles.

La CEIl 60269-1, la CEl 60269-2, la CEl 60269-2-1, la CEIl 60269-3 et la CEIl 60269-3-1 ont
été intégrées soit dans la nouvelle partie 1, soit dans les nouvelles parties 2 et 3, selon les
sujets considérés, de facon que les articles traitant exclusivement des « fusibles pour
personnes autorisées » soient séparés des articles traitant des « fusibles pour personnes non
habilitées».

La CEIl 60269-4 et la CEl 60296-4-1 ont, quant a elles, été intégrées dans aqouvelle partie 4
consacrée aux eléments de remplacement utilisés pour la protection des $ nducteurs.

»
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INTRODUCTION

A reorganization of the different parts of the IEC 60269 series has been carried out, in order
to simplify its use, especially by the laboratories which test the fuses.

IEC 61269-1, IEC 60269-2, IEC 60269-3 and IEC 60269-3-1 have been integrated into either
the new part 1 or the new parts 2 or 3, according to the subjects considered, so that the
clauses which deal exclusively with “fuses for authorized persons” are separated from the
clauses dealing with “fuses for unauthorized persons”.

As far as IEC 60269-4 and IEC 60269-4-1 are concerned, they have been integrated into the
new part 4 which deals with the fuse-links used for semiconductor protecti

@%
S


https://webstore.iec.ch/publication/14475&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

- 14 - 60269-4 © CEI:2006
FUSIBLES BASSE TENSION -
Partie 4: Exigences supplémentaires concernant

les éléments de remplacement utilisés pour la protection
des dispositifs a semiconducteurs

1 Généralités

La CEI 60269-1 s’applique avec les exigences supplémentaires suivantes.

Sauf indication contraire dans le texte qui suit, les éléments de remplacefment utilisés pour la

1.1 Domaine d’application et objet

Les présentes exigences supplémentaires s’appliquen
destinés a étre associés a des matériels comportant d
000 V en courant
alternatif, a 1 500 V en courant continu, ainsi que, §’i circuits de tensions

nominales supérieures a ces valeurs.

leurs~ecaracjéristiques temps-courant;

D O

leurs caractéristiques d’amplitude du courant coupé et leurs caractéristiques /2t

~

)
)
) leur pouvoir de coupure;
)
)

leurs limites de tension de coupure.

b) Des essais de type destinés a vérifier les caractéristiques des fusibles.
c) Des indications a porter sur les fusibles.
d) Disponibilité et présentation des données techniques (voir Annexe B).

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60269-1, Fusibles basse tension — Exigences générales
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LOW-VOLTAGE FUSES -

Part 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices

1 General

IEC 60269-1 applies with the following supplementary requirements.

Fuse-links for the protection of semiconductor devices shall comply wit
IEC 60269-1, if not otherwise indicated hereinafter, and shall
supplementary requirements laid down below.

aquirements of
with the

1.1 Scope and object

ementary reqen is
hat\they canr be replaced by other fuse-links having

their cut-off current characteristics and their /2t characteristics;

~

) their arc voltage limits.

b) Type tests for verification of the characteristics of fuses.

c) The markings on fuses.

d) Availability and presentation of technical data (see Annex B).

1.2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application of this document.

For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60269-1, Low-voltage fuses — General requirements
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CEIl 60269-2, Fusibles basse tension — Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés
a étre utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels)
— Exemples de systemes de fusibles normalisés A a |

CEIl 60269-3, Fusibles basse tension — Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés
a étre utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement
domestiques et analogues) — Exemples de systemes de fusibles normalisés A a F

CEI 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel

ISO 3, Nombres normaux — Séries de nhombres normaux

@%
S
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IEC 60269-2, Low-voltage fuses — Supplementary requirements for fuses for use by
authorized persons (fuses mainly for industrial application) — Examples of standardized
systems of fuses A to |

IEC 60269-3, Low-voltage fuses — Supplementary requirements for fuses for use by unskilled
persons (fuses mainly for household or similar application) — Examples of standardized
systems of fuses A to F

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment

ISO 3, Preferred numbers - Series of preferred numbers
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